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摘要(译)

本发明公开了一种液晶显示装置的检测装置及其测试方法。所述检测装
置包括：第一短路棒、第一控制线、第二控制线、第三控制线、多条传
输线和多个薄膜晶体管开关元件；其中：多个薄膜晶体管开关元件的栅
极分别设置在第一、第二、第三控制线上；多条数据线分别通过多个薄
膜晶体管开关元件的漏极连接到第一、第二、第三控制线上，其中，控
制蓝色像素单元的数据线都连接到第一控制线上，控制红色像素单元的
数据线都连接到第二控制线上，控制绿色像素单元的数据线都连接到第
三控制线上；所述多个薄膜晶体管开关元件的源极分别通过多条传输线
连接到第一短路棒上。本发明提供的检测装置，消除了过孔，进而在测
试过程中可避免因过孔而造成的线缺陷。
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